Перечень теоретических вопросов для экзамена по дисциплине «Метрология в оптических телекоммуникационных системах»:
1.Задачи метрологического обеспечения измерений, поверки, калибровки и сертификации средств измерений волоконно-оптических средств передачи. Какими путями они решаются?
2. Какие имеются три группы параметров волоконно-оптических систем передачи, которые необходимо измерять? Назвать и охарактеризовать их.
3. Какие три группы приборов, определяющих соответствие волоконно-оптических систем передачи существующим ГОС-стандартам а РФ?
4. Понятие джиттера в цифровых системах передачи, его классификация и влияние на параметры качества цифрового канала.
5. Причины возникновения джиттера. Типы джиттера.
6. Джиттер стаффинга. В чем его особенность?
7. В чем заключается необходимость измерения джиттера в каналах цифровой связи?
8. Методология измерения джиттера.
9. Анализатор джиттера. Структурная схема и принцип работы.
10. Как производится измерение собственного  джиттера системы передачи?
11. Измерение максимально допустимого ждиттера. Какие бывают методы его проведения? Дать краткую характеристику методов.
12. Как производится измерение передаточной характеристики джиттера?
13. Измерение джиттера в составном канале. Какие параметры устройств канала влияют на суммарный параметр ждиттера?
14. Дать определение вандера. В чем его особенность? Рассказать о методологии его измерения.
15. На какие три группы измерений делятся измерения при эксплуатации оптоволоконного кабеля?
16. Какие параметры оптоволоконного кабеля измеряются при его прокладке? Методика проведения измерений.
17. Перечислить типы измерительной техники применяемой для эксплуатационных измерений волоконно-оптических систем передачи.
18. Что собой представляет анализатор оптических потерь? В чем его особенность и актуальность его применения?
19. Оптические эксплуатационные микроскопы. Принцип работы, особенности применения.
20. Оптические разговорные устройства. Принцип работы, особенности применения.
21. Идентификаторы кабеля. Их назначение и методы применения.
22. Метод прямого измерения затухания, вносимого оптическим кабелем. Особенности метода и принцип проведения измерений.
23.Метод обратного рассеяния для измерения затухания. Особенности метода и принцип проведения измерений.
24. Описать алгоритм поиска неисправностей в волоконно-оптической системе передачи с пояснением каждого из этапов.
25. Методики и принцип поиска неисправностей в оптических коннекторах.
26. Что собой представляет калибровка эксплуатационного измерительного оборудования? Как она производится?
27. Что собой представляет системное оборудование для анализа оптоволоконных кабелей? Его параметры и состав.
28. Перспективы и направления развития измерительных технологий волоконно-оптических систем передачи.
29. Измерения электрических кабелей. Какие задачи ставятся для проведения измерений? Какие типы измерений проводятся?
30. Измерения магистральных кабелей. Какие измерения в когда проводятся на магистральных кабелях?
31. Методы обнаружения неисправностей в электрических кабелях с применением конкретных приборов.
32. Какие параметры измеряются в абонентских кабельных сетях?
33. Измерения структурных кабельных систем. Какие параметры, каким образом и с помощью каких приборов измеряются в СКС?
34. Как проводятся измерения абонентских кабелей при внедрении аппаратуры «последней мили»?
35. Измерения, проводимые при производстве волоконно-оптических линий связи.
36. Измерения, проводимые при эксплуатации волоконно-оптических линий связи.
37. Оптический измеритель мощности. Структурная схема, технические параметры, особенности конструкции и область применения.
38. Стабилизированный источник оптического сигнала. Структурная схема, технические параметры и особенности конструкции.
39. Стабилизированный источник оптического сигнала. В чем особенности лазерного источника оптического сигнала и светодиодного оптического источника?
40. Перестраиваемый оптический аттенюатор. Технические параметры, особенности конструкции, и область применения.
41. Анализаторы затухания в оптическом кабеле. Особенности конструкции и технические параметры.
42. Оптический рефлектометр. Структурная схема, технические параметры, особенности конструкции и область применения.
43. Визуальный дефектоскоп. Технические параметры, особенности конструкции и область применения.
44. Какими методами производится измерение коэффициента затухания оптической линии?
45. Как производится измерение коэффициента затухания оптической линии методом обрыва?
46. Как производится измерение коэффициента затухания оптической линии методом вносимых потерь?
47. Каким образом производится определение неоднородностей оптической линии? Перечислить какие параметры исследуются в полной оптической линии.
48.  Каким образом производится определение неоднородностей оптической линии? Перечислить какие параметры исследуются на каждом участка оптического волокна.
49. Методика произведения измерения хроматической дисперсии оптического волокна.
50. В чем особенность измерения поляризационной модовой дисперсии оптического волокна? Охарактеризовать методы произведения таких измерений.








